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摘要(译)

一种超声波测量装置，包括：超声波换能器装置，具有基板;超声波换能
器元件阵列，具有设置在基板上的第一通道组和第二通道组;第一集成电
路装置，安装在基板上，一个超声换能器元件阵列的边缘部分在第一方
向上，使得长边方向与与第一方向交叉的第二方向一致，并且执行到第
一通道组的信号传输和从第一通道组的信号接收中的至少一个。通道
组，以及安装在基板上的第二集成电路装置，在第一方向上的超声换能
器元件阵列的另一边缘部分处，使得长边方向与第二方向一致，并执行
至少一个信号传输到第二信道组和从第二信道组接收信号。在超声换能
器元件阵列中，第一组通道和第二组通道在第二方向上每个通道交替排
列。
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